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摘要(译)

本发明实施例提供一种OLED显示面板及制备方法、封装部失效判断方
法、显示装置，涉及显示技术领域，能够解决现有技术在OLED显示器的
制作过程中，无法对封装结构失效的发生进行判断的问题。该OLED显示
面板包括位于第一基板上的OLED发光组件和封装部，OLED发光组件位
于OLED显示面板的发光区，封装部包覆OLED发光组件，OLED显示面
板还包括位于第一基板上的水汽检测部，水汽检测部设置在发光区的边
缘和封装部的内侧边缘之间，水汽检测部包括层叠设置的疏水膜层和亲
水膜层，亲水膜层吸水后，亲水膜层和疏水膜层的交界面处能产生皱
纹。
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